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‘Vstupni snimky méni sviij informacni obsah v
zavislosti na vnéjsich podminkach

‘Pro rtizné druhy vstupti vyhodnocujeme kvalitu
faize riznych faznich algoritmii

‘Da se vysledovat zavislost mezi vstupnimi daty a
na nich zavislym optimalnim algoritmem?

‘Pokud ano, je to velmi slozita zavislost

‘Reseni: uméla inteligence-neuronoveée sité!
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